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Abstract (en)
The system has a power detector (302) for informing a microprocessor-controller (308) that high-frequency signals are present at an input. A local
oscillator (305) and a mixer (303) are provided for converting the signals into intermediate frequency, where the system is designed in such a
manner that the signals are input signals in a satellite master antenna TV-network. The microprocessor-controller detects the position of impedance-
error adjustments in the network. A user interface (309) is provided for communicating a user with the microprocessor-controller. An independent
claim is also included for a method for detecting and localizing impedance error adjustments in a satellite master antenna TV-network.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zur Erkennung und zur Lokalisierung von Impedanz-Fehlanpassungen in SMATV-Netzen, Das
System umfasst einen Radiofrequenzeingang (301), eine Einrichtung (302) zur Erkennung von Energie, eine Mischstufe (303) zur Umsetzung
eines vorgegebenen Signals auf eine Zwischenfrequenz, ein Bandpassfilter (304), einen Analog-Digital-Wandler (307) und eine automatische
Verstärkungsregelungs-Schaltung (306). Als Eingangssignale werden Signale verwendet, die nicht durch das System eingegeben werden.
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